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ESCOPO DA ACREDITACAO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRACAO

Descrigdo do Servigo

Capacidade de Medigédo

Parametro, Faixa e Método e Calibragio (CMC)

(Realizados nas instalagoes permanentes)

ESPECTROFOTOMETRIA

Espectrofotometro UV e UV-VIS

Filtro (Comprimento de Onda)

Escala de comprimento de onda:
241 nm até 643 nm
(Equipamento com largura de
banda espectral até 12 nm)

Escala fotométrica UV-Vis: 10% + 0,17 % T para 10
Taté 93% T 0,98 Aat¢ 0,03 A %+ 1,5% T para
Para faixa de 250 a 750 nm 93 % £ 0,008 A
(Equipamento com largura de  para 0,98 A + 0,005
banda espectral de até 10 nm) A para 0,03 A
Calibragao por comparagdo com

material de referéncia

certificado

241 nm até 889 nm

+ 0,1 nm

+ 0,17 nm



Filtro (Transmissividade)

Calibrag¢ao por comparagao com
espectrofotometro

3,4% até 100% 0,0 A até 1,45 A
(Faixa de 235 nm a 379 nm)

8,3% até 100% 0,0 A até 1,08 A

+ 0,04 % para 3,4
% + 1,5 % para 100
% £ 0,006 A para
0,0 A+0,005 A
para 1,45 A

+ 0,09 % para 8,3
% =+ 1,5 % para 100

. % =+
(Faixa de 380 nm a 635 nm) (f) 0 AO fg%éspzra
para 1,08 A
Calibragdo por comparagao com
espectrofotometro
ILUMINANCIA
N + 0 &+
Fotdmetro 48 Tux até 4180 lux (y0,89 % até £ 1,1
o0
Calibracao por comparagao com
a Lei do Inverso do Quadrado da
Disténcia
. 0/ is
Luximetro 48 Tux até 4180 lux 3;0,89 % até =+ 1,1
0
Calibragao por comparagao com
a Lei do Inverso do Quadrado da
Distancia
REFRATOMETRIA
Refratometro + 0,000047 para
1,33300 nD +
1,33300 a 1,46945 nD 0,00007 para
1,46945 nD

(Realizados nas instalagées do cliente)

ESPECTROFOTOMETRIA

0 ~ 71,63 % Brix

Calibragdo por compara¢do com
refratdmetro
Calibragdo por comparagdo com
refratdmetro

+ 0,03 % para 0 %
Brix + 0,02 % para
71,63 % Brix

Espectrofotometro UV e UV-VIS

Observacoes:

Escala de comprimento de onda:
241 nm até 643 nm
(Equipamento com largura de
banda espectral até¢ 12 nm)

Escala fotométrica UV-Vis: 10%
T até 93% T 0,98 A até 0,03 A
Para faixa de 250 a 750 nm
(Equipamento com largura de
banda espectral de até 10 nm)

Calibracao por comparagdo com
material de referéncia
certificado

+ 0,1 nm

+0,17 % T para 10
% = 1,5 % T para
93 % + 0,008 A
para 0,98 A+ 0,005
Apara 0,03 A

W



1. A capacidade de medigdo e calibragao (CMC) refere-se & menor incerteza que o Laboratdrio é capaz de
obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da confianca de aproximadamente 95%. Caso o
laboratorio utilize mais de um método para realizar uma determinada calibragdo ou medicao, a CMC se
referira ao método pelo qual o laboratdrio obtém a menor incerteza de medigao. (Ver NIT-Dicla-021)

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo inclui todas as contribui¢des oriundas do instrumento ou
padrao calibrado ou do dispositivo medido.

3. O Laboratoério podera declarar em seus certificados de calibragdo, incertezas de medicao maiores que a sua
CMC, devido as contribuigdes relativas &s propriedades ou caracteristicas do padrdo ou instrumento de
medi¢ao calibrado.
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